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La presgente invencidn se refiere a sigtemas de Ciapg-
néstico, y especialmente a un sistema de diagnbéstico para la -
menoria de control de un sistema de tratamiento de datos.

El sistema de diagnbéstico de la invencidn localiza -
las averias del tipo que produce errores de doble lectura, en
los cuales hay uh vocablo espurio superpuesto sobre el vocablo
seleccionado. Estos errores de doble lectura no son satisfacto-
riamente localizables por medio de los sistemas ordinarios de -
comprobapidn o verificacibén. Un error de doble lectiura produci-

do por un transistor que se haya cortocircuitado, por ejemplo ~-
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podria a veces pasar desapercibido por las verificaciones

de paridad ordinarias. Bl transistor cortocircuitado podria
ser dificil de identificar, entre los varios capaces de pro

ducir el error.

CARACTERISTICAS DE TA INVENCION

Generalidades

Yos sistemas de tratamiento de datos son capaces
de realizar rutinas de diagnbstico, para localizar fallos o
averias causantes de errores en el sistema, si se dispone -~
de una estructura de control lo bastante segura, o exenta -
de fallos, para supervisar la operacibn. Ahora bien, no ha
sido posible hasta ahora en general el autodiasgnbdstico de -~
la propia estructura de control. En las calculadoras que -
funcionan bajo la supervisidén de una memoria de control, que
proporciona microinstrucciones, este autodiagndstico se vie-
ne echando de menos egpecialmente en el Area de la memoria -
de control. La memoria de control es normzlmente un disposi-
tivo de almacenamiento de exclusivas lectura, que recibe las
"direcciones" de, o es explorada por un método de explora =
cién a base de une memoria relativamente normal, con un ex-
citador seleccionado y una barrera ("gate") seleccionada, a
fin de completar el circuito de seleccidn para la lectura
(o extraceién) de un vocablo seleccionado. La direccidn es
descodificada por los descodificadores de excitador y de -
barrera, que seleccionan el excitador y la barrera. La me-
moria de control, al ser seleccionada para la lectura, de
unas sefiales de salida que se utilizan para controlar los
caminos de dstos del sistema.

Un sistema de memoria de control normal podria in
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cluir un registro de direcciones de la memoria de control y
cuatro descodificadores. Los descodificadores controlan a -
los excitadores y barreras individuales utilizados para te~
ner acceso a un lugar determinado de la memoria de control.
Una averia o un fallo en los descodificadores podria dar ori
gen a que se tuviera acceso a un lugar errdneo de la memoria
de control, lo que pudiera ser causa de que un error pasara

desapercibido.

Objetos

Es objeto de esta. invencibn localizar los fallos y
averis en los descodificadores de una memoria de control.

Otro objeto de esta invencidn congiste en ejecutar
operaciones o procesos de diagndstico en un dispositivo de -
memoria de exclusiva lectura.

Es objeto especifico y concreto de la invencidn lo
calizar los fallos o averias que produzecan errores de doble
lectura, fallos que podrian tener su origen en elementos ta-
les como los diodog o transistores excitadores o de barrera,
puestos en cortocircuito.

0tro objeto de la invencidén es mantener una verifi
cacibn de paridad sobre las direcciones, en un gisteme de =~

memoria de control.

CQaracteristicas y ventajas

Es caracterfistico de la invencién un cirecuito oue

localiza fallow de doble lectura en una memoria, inhibiendo
selectivamente y en una sgecuencia fija los descodificadores
de barrera y luego de excitador correspondientes a la lectu-

ra del vocablo seleccionado, y reconociendo o sefialando como
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vocablo espurio todo resultado que no sea nulo. Otra carsce
teristica de la invencién es un generador de paridad que ve
rifica una direccidn en un primer ciclo y predice la pari -

dad para un segundo ciclo, utilizando la obligacidén de que

" los vocablos guardados en lugares "pares" (en los lugares =

cuya direccibn tiene paridad posidiva, o par) tengdn paridad
negetiva o impar, y viceversa.

La ventaja de la invencibn estd en permitir la ve
rificacidn del control bisico de un sistema de tratamiento
de datos, y por tento la autoverificacidn del propio siste=-
ma .

Los precedentes y otros objetos, rasgos caracterisg
ticos y ventajas de la invencidn se irén desprendiendo de la
giguiente descripcidén permenorizada de ung forma preferida de
realizacibn del invento, ilustrada en los dibujos adjuntos,
cuya finica figura es un esquema funcional del sistema de diag

nbdstico de la invencibn.,

RESUMEN DE I.A INVENCION

La presente invencidn es un sistema de diagnbstico
para localizar averias o fallos en un sistema de memoria, in-
hibiendo para ello selectivamente y en secuencis fija los desg
codificadores de barrera y luego de excitador, v reconocien -
do como error producido por falld toda salida que no sea nu-
la.

A la memoria de control 101 se tiene acceso por me
dio de las barreras 102 y los excitadores 103. la salida de
la memoria de control 101 pasa por unos amplificadores de per
cepcidn 105 a 108 inclusive hasta el registro de datos de la

memoria de control (CHMDR) 109. EL CHDR 109 esti conectado al
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generador de paridad 110, al circuito 111 de verificacién
de paridades, al circuito 112 de verificacidn de "microope
racidén no nula"; las partes del CMDR 109 correspondientes

a las direcclones van conectadas al registro de direccio -
nes de la memoris de control (CMAR) 113. E1 CMAR 113 con -
trola directamente los degcodificadores de barrera 114 y
115 y los descodificadores de excitador 116 y 117. La par-
te de microoperacibén del CHMDR 109, bitios 1 a ¢ inclusive,
es Util para supervisar el sistema de tratamiento de datos
(no indicado en la figura) mediante el control de sus cami
nos de datos. Las partes de direccidn, bitios 10 a 15 y 16
a 21 inclusive, pasan respectivamente por los circuitos de
coincidencia 124 y 125 al CMAR 113, para tener acceso a la
miecrooperacidn sucesiva. Bl bitio Q0 del CMAR 113 viene da-
do por el generador de paridad 110, y pasa al circuito 111
de verificacidn de paridades por medio del cerrojo de pari-
dad 126,

Durante el trabajo en la modalidad de diagnéstico,
los interruptores 151 permiten el ajuste del CMAR 113 a los
valores particulares de las direcciones, y el interruptor -
152 permite la repeticidn de la microoperacidén "actual® (que
se esté efectuando en un momento dado) para la localizacibdn
de los fallos intermitentes. Para detectar los fallos por -
transistores en cortocircuito, los interruptores 15% se co-
nectan respectivamente al descodificador 117 de excitador,
al descodificador 116 de excitador, 2l descodificador 115 de
barrera, al desccdificador 114 de barrera, de manera que in-
hiben al desgcodificador en cuestidén. Con los interruptores
153-1 y 15%-2 en accidn, el descodificador 114 de barrera y

el descodificador 115 de barrera quedan ambos inhibidos. To
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da salida de la memoria de control produciri una salida de

digpositivo 112 de "microoperacidén no nula", por medio del

circuito de coincidencis 155, para dar la sefial de error a

través del circuito 111 de verificacidn de paridades.

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

Bl procedimiento Ge diagnéstico tiende a verifi
car el mecanismo suficiente para que el mecanismo verifica-
do puela verificar a su vez el resto del sistema. Es necesa
rio verificar la memoria. de control pars poder utilizar és—
ta, a su vez, para comprobar el resto del sistemz.

Como la memoria de control estéd verificada en -
paridad, la averia o fallo que con mayor probabilidad puede
pasar desapercibido es el de que se ponga en cortocircuito
un transistor de excitador o de barrera. Tal averia, y otras
gimilares en diodos y resistencias, que pudieran dar lugar a
que resultara seleccionado un excitador o barrera no elegi-
do, pueden denominarse averias de cortocircuito. Uno de es-
tos transistores en corto, por ejemplo, podria dar lugar a
doble lectura. Bsto es, se leeria o tomaria un vocablo espu
rio, ademis del seleccionado, yendo entremezclados los bi -
tios o elementos de informacidn de ambos. En algunas situa-
cioneg seria posible que esta doble lectura pasara desaper=-
cihida o sobreviviera a las verificacioneg de paridad.

Otro fallo gue podria ocurrir es el de abrirse o
cortarse un circuito de transistor de excitador o de barre-
ra, o un circuito de transistor de descodificador. Tal ave-
ria daria lugar a que no se "leyera" o tomara el vocablo de
la memoris de control, y el cbdigo de microoperacidén resul-

tara compuesto todo de ceros. Esto no pasaria la prueba ne-
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cesaria de ™microoperacidn no nula" incorporada al formato
del cbddigo de microoperaciones.

La deteccidn de fallos por circuito abierto no
es dificil, ya que en muchos casos el sistema de tratamien-
to de datos dejaria, simplemento, de funcionar. La deteccidn
de los fallos por elementos en cortocirculto no se logra tan
ficilmente con los procedimientos ordinarios de diagndstico,
no acompafiados Ge circuitos adicionalesg, Por consiguiente se
hace primero la prueba de elementos en corto, y después se
efectlan varias pruebas, entre ellas las de aperturas o in-
terrupciones de circuitos, utilizando los digpositivos o ecui
pos normales de miguina de que se dispone.

La prueba de los excitadores y barreras de la memo
ria de control también verifica los amplificadores de mtercep-
cibén de la memoria de control y los circuitos de paridad. Ter
minada la prueba de la memoria de control, es entonces posi-
ble utilizar la memoria de control para supervisar una ruti-

na de diagnbstico, y verificar el resto del sistema.

SISTEMA DE TA HMEMORIA DE CONYROL

El sistema incluye la memoria de control 101, a la
que'se tiene acceso por medio de las barreras 102 y los exci
tadores 103 para dar salidas a log amplificadores de vercep-
cidn 105 a 108 inclugive. La salida de la memoria de control
101 es un cddigo de microoperacidn que incluye los bitios 1
a 9 inclusive, y una direccidén en Gos secciones compuestas
por los bitios 10 a 15 inclugive y 16 a 21 inclusive. Esta
gelida pasa al registro de datos de la memoria de control,
CMDR 109, que esté conectado al generador de paridad 110, al

circuito 111 de verificacidn de paridades y al circuito 112
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de verificacidn de si la microoperacidén no es nula. Las par

tes de direcciones del CMDR 109 se unen al registro de direg
ciones de la memoria Ge control (CMAR) 113, que directamente
controla los descodificadores de barrera 114 y 115 y los des
codificadores de excitador 116 y 117. EL CMAR 113 conitrolas -~
asimismo el franqueo de paso por el amplificador de percep -
cién, por medio del circuito légico 118 de éste y de las ba-
rreras 119 a 123 inclusive. La seleccidn del amplificador de
percepcidn permite explorar (envidndole "dirccciones" de -
identificacibén) una memoria de control de 56 bitios, que da
una salida de 22 bitios al CHDR 109. La parte de microoperza
ciones del CHDR 109 (bitios 1 a 9 inclueive) es Gtil para =-
gupervisar el sistema de tratamiento de datos (no representa
do) mediante el control de sus caminos de datos. Lag partes -
de direcciones, bitios 10 a 15y 16 a 21, pasan respectiva -
mente por los circuitos de coincidencis 124 y 125 al CHAR 113,
dando la direccidn para la microoperacidn siguiente. B1 bitio
Q0 del CiAR 113 viene dado vor el generador de paridad 110,

¥y pasa al circuito 111 de veridcacilén de paridades por me -
dio del cerrojo de paridad 126. Bl generador de paridad 110
es necesario, porgue la parte de direcciones del contenido

del CHMDR no incluye designacilones de paridad.

SISTEMA DE DIAGNOSTICO

El mecanismo analizzdo se utiliza durante los ci-
clos ordinarios de funcionamiento de la memoria de control.
Paras comprobar la memoria de control, se hecesita hacerls -
funcionar en una rutina de diasgnléstico. Los interruptores -
151 permiten el ajuste del CHAR 113 a los valores particu -

lares de direccidn que exija la rutina de diaznbstico. Bg -
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tos valores podrian, por ejemplo, ser todos cero. E1 inte-
rruptor 152 de repeticibn de microoperaciones permite re -
vetir la que se esté efectuando en un momento dado, lo cual
resulta particularmente Atil para localizar fallos intermi-
tentes.

Para la deteccidén de averias por transistores en
cortocircuito se incluyen los interruptores 153, el circui~
%o disyuntivo 154 y el circuito de coincidénecia 155. También
interviene el circuito 112 de "microoperacibén no nula". Los
interruptores 15% pueden ser manvales, o bien nueden estar
bajo el control de un anillo marcador u otro dispositivo gi
milar de regulacidén de tiempo. Las cuatro salidas de los in-
terruptores 153 estdn respectivamente conectadas al primer
descodificador de excitadores (117), al segundo descodifi-
cador de excitadores (116), al primer descodificador deé ba-
rreras (115) y al segundo descodificador de barreras (114),
de manera que se inhiben log correspondientes descodifica-
dores. Toda salida de la memoria de control 101 que no sea
cero (esto es, no nula) durante la inhibicién de los desco-
dificadores seleccionados inGica que hay un fallo por cor -
tocircunito.

Bl 2¢ descodificador de excitadores (116) s610. se
muestra en detalle representativo. Bl interruptor 153-2 es-
t4 conectado por medio del diodo 161 de modo que da una se-
fial inhibitiva, de potencial de masa, al circuito de coinci-
dencia 162. El circuito de coincidencia 162 recibe entradas
agimismo de los bitios de direceidn 15 y 18 del CHAR 113.
Con el interruptor 153~2 activado, el circuito de coinciden
cia 162 se inhibe de dar toda sefial de salida, a menos que

sea precisamente el averiado y esté en cortocircuito. Si no
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se pone en accidn el interruptor 153-2, el circuito de coin-
cidencia 162 puede ser seleccionado por la combinacidn de va
lores "1" en los bitios 15 y 18 del CMAR 1153, y condicionar

a su vez el transistor 163 para dar una entrada de condicilo-

namiento al excitador correspondiente. Para otros valores -

de bitio se incluyen circuitos similares.

FUNCIORAMIENTO

Prueba de descodificador o barrers de CHAR en corto

Bl cuadro que sigue indica la sucesidn de cuatro
etapas o escalones vrincipales para localizar una averia en

el sistemas

Btapa Interruptor Error Ausencia de error
1 1533 ¥ Barreras 102 en corto Barreras 102, bien
153-4
2 153-4 Descodificador 114 Descodificador 114
de barreras de barreras, bien
3 153-3 Descodificador 115 Degcodificador 115
de barreras de barreras, bien
4 153-1 y Excitadores 103 en Excitadores 103,
153-2 corto bien
5 153-2 Descodificador 116 Descodificador 116
de excitadores de excitadores,bier
6 1531 Descodificador 117 Descodificador 117
de excitadores de excitadoreg,bier
1 - Presentar CMAR CMAR, bien
8 Bxomen del sistema y verificaciones
9 Pryueba del sistema

Los interruptores 3 ¥y 4 se ponen en accidn para la
etapa la. Inhiben el descodificador 114 de barreras y el des
codificador 115 de barreras, de modo que no pueden utilizar-
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se las barreras 102 para tener acceso a la memoria de con -
trol. Al propio tiempo, un ciclo normal de trabajo trata de
explorar la memoria de control con arreglo a la ndireccibn® -
puesta en el CHAR. El descodificador 106 de excitadores y -
el descodificador 107 de excitadores entran en accibén, selec
cionando un excitador de entre el grupo de ellos incluido en
el dispositivo o conjunto 103. Como para tener accese a la -
memoria de control 101 se necesitan normaglimente un excitador
¥y una barrera, no habrd salida en ese instante a menos que -
la barrera tenga una averia por cortocircuito. Ia salida (%o
dos ceros) de la memoria de control 101 vasa al amplificador
de percepcién que se laya seleccionado, y a los amplificado-
res de percepcidn 119 a 123, B1 CHDR 109 se prueba, en cuanto
a ausencia de ceros, por el circuito 112 de microoperacién no
nula, que puede ger sencillamente un circuito disyuntivo de -
muches entradas. si la microoperacidn da cualquier cosa que
no sea cero, este circuito 112 (de microoperacidn no nula) da
al circuito de coincidencia 155 una entrada que, combinada -
con una salida procedente del circuito disyuntivo 154, que
indica que estin en accidn uno o mis de los interruptores,
envia una sefial al dispositivo 111 de verificacién de parida
des, que da a su vez una sefial de error.

Una sgefial de error en este momento indica que en
la barrera 102 hay un fallo por cortocircuito. Una averia -
por cortocircuito en uno de los descodificadores 114 y 115
de barreras, pero no en ambos, no activaria la barrera 102
ni, por lo tanto, daria salida distinta de cero. Si la eta
ra 1 indica gque no hay dificultbades en la barrera 102, se =
pasa a la etapa 2, con el interruptor 153%~4 activado, blo ~s%£?
gueando el descodificador 114 de barreras. Los interrupto ;

res 151 se han activado previamente, a "todos ceros". Toda
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salida no indicativa de cero envia una sefial al dispoéitiv;'
111 de verificacidn de paridades, designando el error como
localizado en el descodificador 114 de barreras. Bl conoci-
miento del contenido de datos de la memoria de control 101
permite localizar el fallo en el circuito de barrera concrg

to y exacto, comparando las salidas con el contenido conoci-
do de cada lugar de la memoria de control 101l. 51 no tiene -
lugar error alguno, el fallo no esti en el degcodificador -
114.

La tercera etapa consite en bloguear solamente el
descodificador 115 de barreras, cerrando el interruptor 153-3,
¥ tomar un ciclo. Si entonces se produce un error, el fallo
estd en ese descodificador 115 de barreras.

Si las etanas 1 a 3 de la rutina de diagndstico se
han completado con éxito, esto es, indicando que las barreras
102 y los descodificadores 114 y 115 de las mismas no btlenen
fallo o averia por cortocircuito, se pasa a la etapa o esca-
16n 4. Ia etapa 4 es la de prueba de cortocircuito de excita
dores, y se hace blogueando los descodificadores 116 y 117
de los excitadores. Se ponen en accidn los interruptores 153-1
y 153=-2 para inhibir los descodificadores de excitadores e -
impedir asi que cualquiera de los excitadores 103 se dirija a
la memoria de control 101l. Ahora bien, si alglin transistor de
excitador estd en cortocircuito, habri acceso a la meméria de
control, paslndose un valor distinto de cero, por medio los
amplificadores de percepcién o lectura, al CHDR 109. Tal mi-
crooperacibén de resultado distinto de cero eg detectada por
el circuito 112 de microoperacién no nula, por medio del cir
cuito de coincidencis 155, condicionado por el disyuntivo 154,

dando una sefial de error proveniente del verificador de pari-
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dades 111,

§i la rutina de diagndstico ha transcurrido com -
pletando lay etapas 1 a 4 sin que ge acusen fallos por cor-
tocircuito en el sistema de barreras 102, 114, 115 ni en los
excitadores 105, puede pasarse a las etapas 5 y 6. Son éstas
seme jantes a las etapas 2 y 3 relacionadas con los deccodi-
ficadores de barreras. Intervienen en ellas los interrupto-
res 153-1 y 15%-2, como se indica en el cuadro. Los interup
tores 151l permanecen puestos en "todos ceros",

851 las etapas 1 a 6 se han recorrido siﬁ detectar-
se el fallo, se ensaya la etapa T. De sospecharse todavia que
el fallo esté en el sistema de barreras y excitadores, es -~
aconse jable modificar la posicidn de ajuste de los interrup-
tores 151, y volver a recorrer las etapas 1 a 6.

1a etapa 7 es una prueba del CMAR 113%. Como el CMAR
113 normalmente estd provisto de posibilidades de tresenta-
c¢ibén en consola, los interruptores 151 pueden proporcionar
ung sencilla prueba del funcionamiento del CMAR. En la etapa
7,'103 interruptores 151 se activan o ponen a diversos valo-
res de "direccidn® o exploracidén del contenido de la memoria
de control 101, para leerlo en un corto periodo de ciclos ¥
comparar los valores leidos con los aceptables. La presenta-
cibén del CMAR permite verificar los bitios 10 a 21 de direc-—
ciones.

Ve haberse completado con éxito (sin acusar f£allo)
1a etapa 7, puede hacerge funcionar el gistema de tratamien-
to de datos bajo el gobierno de la memoria de control. 5i la
memoria de control 101, durante esta prueba de funcionaniento,

diera "todos ceros" como galida, egta salida de "todos cerog”

seria detectada como error de paridad en la verificacidén nor-
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mal del CMDR 109 por el circuito 111 de verificacidn de pa-
ridades, que seilala el error. La averia causante del error
puede ser un fallo por apertura de circuito en un descodi-
ficador de barreras o de excitadores, una barrera, un exci
tador, un diodo o un elemento componente de la memoria.
Efectuada esta serie de pruebas, se acepta la me-
moria de countrol como en comvlebo estado de funcionasmiento,
¥ Util para controlar una rutina de disgnbstico para el reg

to del sistema.
SISTEHA DE PARIDAD

Es ventajoso mantener uha verificacidén del funcio-
namiento adecuado de la memoria de control 101 mediante el
recurso de controlar la paridad de la totalidad del vocablo
con arreglo al nfmero de bitios de la direccién de ese voca
blo. Los vocablos almacenados en lugares pares tienen pari-
dad impar, y los guardados en lugares impares tienen la pa-
ridad par. Bsta obligacidn no constituye problema alguno en
ung memoriz de control del tipo de lectura exclusiva, en la
cual pueden controlarse cuidadosamente log valores de Gatos
puestos en la memoriz de control. El circuito 111 de verifi-
cacibén de paridades esti dispuesto para comparar la paridad
efectiva de la parte de direcciones del registro de datos
"aetuales” de la memoria de control con ls paridad predicha
porla direccién o lugar, de la memoria de control de la cual
vino el contenido de datos del registro de datos de la memo;
ria de control. S8i la direccidén tenia paridad par el conte-
nido de la posgicidén de la direcciéﬁ debe ger de paridad im-
var. Bl circuito 111 de verificacidén de paridades acepta un

bitio de paridad interino, procedente del generador de pari-
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dades acepta un bitio de paridad interino, vrocedente del

generador de paridad 110 y las partes de microoperacidn PO,
l, 2400 9 del CMDR 109 y la salida del disparador 126 de
almacenamiento de paridad, dando la paridad de todos ellos
¥y una sefial de error cuando la paridad del contenido del -~
CMDR 109 no sea la predicha por la direccidn.

Por ejemrlo, supdngase que se va a derivar el vo=-
catlo 6 de la memoria de control 10l. El seis es una direc-
cién par, ya que contiene un nimero par de bitios “1" al eg
tar expresada en forma de binario 0110. Las limitsaciones u
obligaciones de paridad estén indicadas por la ecuacidn si-
guiente;
paridad de direccibén contra paridad de los datos contenidos

en ella =1,
Como la direccidn del lugar 6 es de paridad par, el conteni
do de ella debe ser forzosamente de datos de paridad impar.
Ia naturaleza par de la direccidén 6 da lugar a gque se guar-
de un bitio "O" en el disparador 126 de almacenamiento de -~
paridad, en el ciclo en que el CMAR 13 se dirige al lugar 6
de la memoria de control. En el ciclo siguiente, el lugar €
de su contenido al CMDK 109, contenido que, de no haber ha-
hido error, es de paridad impar en todos sus bitios. E1l con
tenido del CMDR 109 en su ftotalidad es aplicado al verifi -
cador 111 de paridades, en unidn del contenido del dispara-
dor 126 de almecenamiento de paridad. El verificador de pa-
ridades 111 indica error si no se conservan las obligacio-
nes de paridad. Bl generador de paridad 110 sirve como par-
te del verificador de paridades 111, y sirve también para -

dar la designacidén de paridad para el CMAR 113,
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Los interruptores 151 y 143 pueden ser manusles,
del tipo més sencillo. Para el funcionamiento aubtomltico,
se usan interruptores electrdnicos, gobernados éstos pox
un dispositivo programador, tal como un anillo o marcador
de tiempos. También es aceptable un interruptor o conmuta-

dor gutomatico giratorio por escalones (paso a paso).

RESUMEN CONCIUSIVO

Ia invencidn es un sistema de dlagnéstico para ve
rificar y localizar fallog en un sistema de memoria de cone
trol.

Bl método wtilizado consiste en inhibier la toma
o lectura seleccionada de manera tal gque una lectura no nu-
la (esto es, no compuesta de ceros) sblo pueda ser produci-
da por un fallo o averia de cortocircuito, y probar si se -
da esta salida no nula.

8i bien la invencidn se ha ilustrado y descrito de
modo particular con referencié a una forms preferida de rea-
lizacién de la misma, las personas versadas en la materia -
comprenderdn ficilmente que en la misma pueden efectuarse los
indicados y otros cambiog de forma y de detalle sin por ello
salirse del Ambito ni apartarse del espiritu de la invencidn.

La presente solicitud que correqunde a la presen-
tada en los Estados Unidos de América, con fecha 12 de Enero
de 1965, bajo el Ne 425.008, se acoge a los beneficios del -

articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

- 16 =
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-~-NOTA~

Los puntos de invencidn propia y nueva gque se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de
Invencién en Zspafia, por VEINDE afios, son los siguientes:

1.~ Dispogicidn de verificacién para localizar ave
rias o fallos en un sistema dotado de una memoria que da unn
salida seleccionada en relacidn con unas entradas selecdona-
das y que, en caso de averia, pudiera dar también una salida
egpuria que se mezclara de modo indistinguible con la salida
seleccionada, estando dicha disposiciédn caracterizada por:
(a) unos medios pars inhibier las entradas seleccionadzs en
relacidn con una salida seleccionada, con lo cual la salida
espuria, de exigtir, queda sin mezclar con la salida selec~
cionada; y (b) unos medios de prueba de salida no nula, para
reconocer uha salida espuria.

2.- Disposicidén de verificacibén para localizar ave
rias o fallos en un sistema dotado de (a) una memoria de con
trol, (b) un grupo de barreras y un grupo de excitadiores pa-
ra tener acceso a dicha memoris de control al condicionarse
en coincidencia una gola barrera y un golo excitador, (c) me
dios descodificadores de excitadores para gelecclonar un sQ
lo excitador, (d) medios descodificadores de excitadores para
seleccionar un solo excitador,(e) medios de registro de di -
recciones de la memoria de control para controlar dichos me-
dios descodificadores de excitadores,(f) medios de toma o leg
tura conectados a dicha memoria de control para aceptar la -
salida de dicha memoria de control, y (g) medios de varidad
conectados a dichog medios de lectura Dpara vigilar la pari-

dad de dichos medios de lectura "y ver si es corrects; ectan

...'1‘(...
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do dicha disposicién caracterizada por: (h) unos medios de

interruptor o commutador conectados a dichos medios descodi
ficadores de barreras y a dichos mediog descodificadores de
excitadores, y que se pueden hacer funcionar selectivamente
para inbhibir el funcionamiento de dichos medios descodificg
dores de barreras y de excitadores de manera tal gue durante
el control ejercido por dichog interruptores se dispone de
un grupo o juego de excitadores de barreras solamente en el
caso de que haya fallo o averia por cortocircuito, con lo -
cual una salida no nula, o gue no tenga todos ceros, ée dicha
memoria de control indics la presencis de dicha averia; e (i)
med ios para detectar como error la lectura de un valor no nu-
lo, tomada de dicha memoris de control, mientras dichos inte-
rruptores estin en la condicién de accionados.

%.- Digposicibén de verificacidn para localizar ave
rias en un sistema para una red de transmisibén de datos, que
8a una salida normalmente seleccionads mediante comuinacio -
nes de condiciones, caracterizada dicha disposicidén por tener
unos medios primeros y segundos en serie para tener acceso -
a la red en respuesbaaa una combinacidn de condiciones; (a)
mediog para inhibir selectivamente dichos primeros medios -
de acceso a la red y dichos segundos medios de acceso a la
red; y (b) medies, conectados a dichos medios para inhibir,

¥y a la salida de la red, para idenbtificar la presencia de

un fallo o gveria mediasnte una salida que tiene lugar de -
dicha red durante el funcionamiento de dichos medios para -
inhibir.

4.- Disposicibn de verificacibén para un sistema

gque tiene un verificador de paridades y una pluralidad de re

- 18 =
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gigtros, entre los que se incluyen unos registros primero

y segundo, cada uno con uns designacidén de paridad, estan-
do dicha disposicién caracterizada por: (a) unos medios ge
neradores de paridad; (b) unos medios de conexién de una -
primera parte de dicho primer registro a dichos medios ge-
neradores de paridad, con lo cual dichos medios generado -
res de paridad dan como salida una designacidn de paridad
para la parte conectads de dicho primer registro; (c¢) unos
medios de conexidn de dicha primera parte de dicho primer
registro al citado segundo registro; (d) uwnos medios de =
conexibén de dichos medios generadores de paridad a dicho
segundo registro, con lo cual se da una Gegsighacidn de pa-
ridad a dicho segundo registro; (e) unos medios conectados
a dicho segundo registro para guardar la designacidén de pa-
ridad durante un tiempo limitado; y (f) unos medios para co
nectar dichos medios generadores de paridad, la segunda var
te de dicho primer registro y la parte de designacidén de pa
ridad del citado segundo registro, a dicho verificador de -
paridades.

5.= La disposicién de verificacién del punto 4,
caracterizada ademds por: (g) unos medios conectados a di-
cho primer registro y yue responden a la condicidn de sali
da no nula de dicho primer registro dando a su vez una sa-
lida; (h) unos medios para controlar la operacibn de diag -
nbéstico, que incluyen un juego o grupo de interruptores; o
(1) unos medios de conexibén de dichos medios (g) responiien
tes a la condicién no nula de dicho primer registro con di-
cho verificador de paridades, durante el funcionamiento de
los citados medios (h) de control de la operacidén de diag-

néstico.

-19 -
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6.~ La disposicibén de verificacidén del punto 4,
caracterizada ademis por la obligacibén de gue los vocablos
guardados en lugares cuyas direcciones tengan paridad par
poseen paridad impar, y los vocablos guardados.en aguellos
lugares cuyas direcciones tengan paridad impar poseen vari
dar par.

7.~ Disposicibn de verificacidn para localizar ave
rias o fallos en un sistema de tratamiento de datos, dotado

de Memoria.

Tal y como se ha descrito en la lMemoria que ante-
cede, representado en el dibujo gque se acompafia y para los
fines que se han especificado.

La presente Memoria consta de veinte hojas, escri

tas a mdquina por una sola cara.

Madrid, 1 0 FﬁE 1955

PFR.
~-20-
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